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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa
wyvmagania 1 badania dotyczace piyt offsetowych
wielometalowych na podiozu stalowym wykona-
nych na blachach stalowych przez elektrolityczne
osadzanie podwarstwy niklu oraz warstw miedzi
i chromu, stosowanych do wykonywania offseto-
wych form drukowych.

1.2. Nazwy 1 okreslenia

1.2.1. Warstwa technologiczna — warstwa mie-
dzi (oleofiina) lub warsiwa chromu (hydrofilna),
biorgce udzial w procesie technologicznym dru-
kowania offselowego.

1.2.2, Partia plyt — liczba sztuk pivl w pacz-
kach po 10, 20 lub 40 sztuk.

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podzial i oznaczenie — wg
SWW podbranza 0583-51, przy czym oznaczenie
nalezy uzupelni¢ po kresce ukosnej wymiarami
wedtug zalgcznika 1.

2.2. Przyklad oznaczenia plyty offsetowej wie-
lometalowej o wymiarach 95021120 mm i gru-
bosei 0,42 mm:

PLYTA OFFSETOWA WIELOMETALOWA
0583-51 950>112030,4 BN-78/7435-01

3. WYMAGANIA

3.1. Material. Wymagania dotyczace materialu
podano w zataczniku 2.

1.2.3. Pozostale nazwy i okreslenia — wg 3.2. WlasnosSci fizyczne i chemiczne plyt poda-
BN-72/740i-10 oraz BN-T73/7401-12. no w tabeli.
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cd. tabeli
Wyszczegblnienie Jedr‘lost‘ka Wymagania Sposdb sprawdzenia
miary
o - i 2 & o | 4 -
e) Grubos$¢ warstw technologicznych:
— chromu wm 1,3 £0,3
e —_— = wg 4.4.1
— miedzi 6 =2
f) Wytrzymato$sé plyt na przeginanie,
oznaczana w szczgkach imadla o pro-
mieniu r=2,5 mm, nie mniej niz: . i
— wzdluz kierunku walcowania pod- liczba
loza 40
— w poprzek kierunku walcowania wg PN-T4/H-04407
podloza 30
g) Chropowatos¢ powierzchni warstw |
technologicznych, oznaczana jako \
Srednie odchylenie profilu R,  wg \
PN-73/M-04251, nie wiecej niz: [ ;
— dla miedzi i 0,25
' J s . wg 4.4.2
— dla chromu I 0,32 5 e
h) Przyczepno$¢ warstw, oznaczana:
— metodg przegie¢ podwojnych, nie %
mniej niz 5,0 .
. . ke . wg 443
‘ _ ) krawedzie mnacie¢ powinny
— metodg siatki nacie¢ by¢ gladkie, bez zluszczen
i odwarstwien
- plyty powinny by¢ plaskie;
i) Plaskosé d-?lpu.s'z‘cza sie odchyfkl zz_;l- weg 444
nikajace przy naciaganiu

13) Wyglad

piyty na cylinder

powierzchni
logicznych

warstw techno-

k) Wady niedopuszczalne

powierzchnia drobnokrysta-
liczna o jednorodnej budo-
wie, powierzchnia:

— miedzi — po6lblyszezaca
o zabarwieniu jasncczer-
wonym

— chromu — poétmatowa lub
matowa o zabarwieniu
niebieskoszarym

zadrapania, smugi, pory,
dziury, pecherze, wyrazne
wybrzuszenia 1 pofalowania,
zluszczenia, przypalania,
wzery, pitting, ostre kra-
wedzie

1) Cechowanie

I Konserwacja

na spodniej stronie kazdej
plyty mnalezy oznaczy¢ tu-
szem, fa‘rpa lub w inny
wlasciwy sposOb wymiary i
grubos¢ plyty oraz date
produkeji

powierzchnia technologiczna
ptyt (warstwa chromu) po-
winna by¢ starannie pokry-
ta roztworem gumy arab-

skiej lub dekstryny

przez ogledziny




4. BADANIA

4.1. Program badan

4.1.1. Badania pelne obejmujg sprawdzenie
wszystkich wymagan wymienionych w rozdz. 3.

Badania pelne nalezy wykonywaé¢ okresowo,
przy kazdej zmianie materialow lub surowcow
oraz w przypadku uznania partii za niezgodng
z wymaganiami normy.

4.1.2. Badania niepelne obejmuja sprawdzenie:

a) wygladu powierzchni warstwy chromu (3.2j),

b) wystepowania wad niedopuszczalnych (3.2k).

¢) prawidlowosci cechowania (3.2]),

d) konserwacji powierzchni (3.21).

Badaniom niepeinym podlega kazda plyla.

4.2. Sposob pobierania probek

a) do badan peinych — wedlug przepiséow obo-
wigzujgeveh u producenta w zakresie kontroli
technologicznej,

b) do badan
z partil.

niepelnych — wszystkie plyty

4.3. Wadliwoei¢ — nie wiecej niz 4%,

4.4. Opis badan

4.4.1.
gicznych

Oznaczanie gruboSci warstw technolo-

4.4.1.1. Oznaczanie gruboesei warstwy chromu
a) metoda zalecana polega na wykorzystaniu
zjawiska wstecznego odbijania promieni fi, po-
chodzgeych ze zrédel radioaktywnych. Gruboseé
powloki nalezy oznacza¢ warstwomierzem izoto-
powym ') zgodnie z instrukejg obslugi przyrzadu
(zakres pomiaru 0 do 10 wun, dziatka na skali co
0,1 wm, dokladnos¢ pomiaru 5%). Nalezy wyko-
na¢ co najmniej pie¢ oznaczan w rownomiernie
rozlozonych punktach plyty.

Za wynik koncowy przyja¢ srednig arytmetycz-
na pieciu oznaczan obliczonych z dokladnoscig
ao 0,1 um,

b) metoda dopuszczalna — metoda catkowitego
rozpuszczenia wg PN-74/H-04605 rozdz. 4 z ta
roznicg, ze spodnig strone i obrzeza probki na-
lezy zabezpieczy¢ przed rozpuszczeniem lakierem
kwasoodpornym, ktéry po rozpuszczeniu chromu
nalezy zmy¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

4.4.1.2. Oznaczanie gruboSci warstwy miedzi

a) metoda zalecana polega na okresleniu lgcz-
nej grubosci warstw miedzi i chromu oraz wyli-
czeniu grubosci warstwy miedzi. Grubos¢ warstw
nalezy oznacza¢ grubosciomierzem elekiromagne-
{veznym ') zgodnie z instrukcjg obstugi (zakres
pomiaru 0 do 25 pm, dzialka na skali co 1 pum,
dokladnosé pomiaru 10%s).

Nalezy wykona¢ co najmniej pie¢ oznaczan w
rownomiernie rozlozonych punktach plyty. Za

1} Patrz Informacje dodatkowe p. 8.
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laczng grubos$¢ warstw przyjag¢ srednig arytme-
tyczng piegciu oznaczan obliczonych z dokladno-
scig do 0,1 pwm.

Wynik koncowy wyliczyé jako rdznice lgcznej
grubo$ci warstw i grubosci warstwy chromu ozna-
czanej wg 4.4.1.1a),

b} meteda dopuszezalna — metoda catkowi-
tego rozpuszczenia wg PN-74/H-04605 rozdz. 4
z ta réznica, ze spodnia strone i obrzeza probki
nalezy zabezpieczy¢ przed rozpuszczeniem lakie-
rem kwasoodpornym, ktory po rozpuszczeniu
warstwy miedzi nalezy zmy¢ odpowiednim roz-
puszczalnikiem,

4.4.2. Oznaczanie chropowatosci powierzchni
warstw technologicznych nalezy wykonaé¢ profi-
lografem !) zgodnie =z instrukcja przyrzadu, w
dwoch kierunkach prostopadlych do siebie na
trzech probkach o wymiarach okolo 20X20 mm
wycietych z roéwnomiernie roztozonych miejsc
plyty. Wyniki oznaczan poda¢ jako srednie od-
chylenie profilu R zgodnie z PN-73/M-04251. Przy
oznaczaniu chropowatos$ci warstwy miedzi nalezy
uprzednio usung¢ warstwe chromu wg 4.4.1.1b).

4.4.3. Oznaczanie przyczepnosSci warstw techno-
logicznych

a) metoda zalecana — przegie¢ podwojnych
i mierzenia dlugosci odcinkow, wzdluz ktorych
powloka po zlamaniu prébki oddzielila sie od
podioza. Zlamanie probki wykona¢ wg PN-T4/
H-04407. Na wuzyskanym przelomie zmierzyc¢
przymiarem liniowym z dziatkg milimetrowg przy
uzyciu lupy - 8 X catkowita dlugosé¢ odcinkow,
wzdluz ktorych powloka oddzielila sie od pod-
loza.

Przyczepnos¢ (P) obliczy¢ w procentach wedlug
wzoru

Ya

ol |

P="".100
; a
w ktérym:
¥Ya; — suma diugosci odcinkow, wzdluz kto-
rych powloka oddzielila sie od podio-
za, mm,
a — catkowita dlugos¢ przelomu, mm.

Za wynik koncowy przyja¢ $rednig arytme-
tvezng trzech oznaczan obliczonych z dokladno-
$eig do 0,5%b. ‘

b) imetoda dopuszczalna polega na wykonaniu
nacie¢ badanej powloki siatkg rys krzyzujacych
sie pod katem prostym. Rysy nalezy naciaé
ostrym nozem rownolegle, w odleglosciach co
3 mm, na calej grubosci powloki, az do podlozai
Siatke nacie¢ o powierzchni nie mniejszej niz
50 mm? wykona¢ na trzech probkach o Wymia%

~rach okolo 100X100 mm?2, wycietych z réznych
‘miejsc badanej plyty. W przypadku niewlasciwe]
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przvczepnosci nastapi zluszczenie lub odwarstwie-
nie czworobokéw powloki utworzonych przez
siatke nacie¢. Powloka o dobrej przyczepnoSci
nie powinna mie¢ ani jednego zluszczenia czwo-
roboku.

4.4.4. Oznaczanie plaskoSci plyt. Badana plyte
nalezy ulozy¢ na plycie traserskiej. Nastepnie
wzrokowo i przez wypukiwanie palcem w roéz-
nych miejscach plyty offsetowej sprawdzi¢, czy
przylega ona calg powierzchnig do ptyty traser-
skiej. W przypadku dostrzegalnych odchytek od
pilaskosci plyte nalezy naciggna¢ na cylinder w
celu sprawdzenia zanikania odchylek plaskosci.

1.5. Ocena wynikow badan

4.5.1. Plyta dobra. Plyte offsetowa nalezy uznac
za zgodng z wymaganiami normy, jezeli przejdzie
przez wszystkie badania wg 4.1 z wynikiem do-
datnim.

4.5.2. Ocena partii. Partie plyt offsetowych
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk wadliwvch nie przekroczy 4%s
partii.

4.6. ZasSwiadczenie o wynikach badan., Na zg-
danie odbicrcy producent powinien dolgczy¢ za-
$wiadczenie stwierdzajace zgodnos¢ plyt z
maganiami podanymi w 4.1.1.

wy-

KONIEC

Informacje dodatkowe

ZALACZNIK 1

GLOWNE WYMIARY PLYT OFFSETOWYCH

Wymiary nominalne
mm

Maszyny arkuszowe
510X645X0,3
650X730X0,3
6702X810X0,3
880 <870X0,3
790 X1045X0,3
820x1010X0,3
820X1030x0,3
950 <1120 X0,4

1050 X1260X0,4

Maszyny zwojowe
467X620<0,3
475 X675 X0,3
690X975X0,3

6371025 X0,3
750 X1065 <0,3

Solna 125, 225, 425
Planeta Brilant P01
Planeta P02

Planeta PEO 3-1

Miller TP 41

Planeta Variant P-14 do P-64
Roland Rekord III b, Sclna 240
Planeta PEO 5-1 i PZO 5-1

Planeta PZO 6-1 i PEO 6-1

Planeta RO 62
Zirkon 66
Rotoman
Solna 22D

Compacta




Zalacznik 2 do BN-78/7435-01

(*]]

WYMAGANIA DOTYCZACE

1. Materiat — blacha stalowa ze stali walco-
wanej na zimno, bez dodatkéw stopowych z do-
puszczalng zawartoscig:

wegla — od 0,09 do 0,10%0,

manganu — od 0,20 do 0,40%,

fosforu, nie wiecej niz — 0,040%o,

siarki, nie wiecej niz — 0,050%.

2. Grubos¢ blachy oraz tolerancja grubosci —
dostosowana do grubosci i tolerancji grubosci
plyt wg 3.2d).

3. Wytrzymalo$§¢ na rozcigganie wg PN-71/
H-04310 powinna wynosi¢ 275 do 412 MPa.

4. Wydluzenie wzgledne wg PN-71/H-04310
powinno wynosi¢ 28 do 32%o.

5. Ttocznos¢ wg PN-68/H-04400 powinno wyno-
si¢ nie mniej niz 75 mm.

6. Wytrzymalo$¢ na przeginanie — wg PN-74/
H-04407 dla szczek o promieniu r=2,5 mm:

INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujaca norme — Osrodek Bada-

wezo-Rozwejowy Przemyslu Poligraficznego, Warszawa.
2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-71/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-68/H-04400 Préba tlocznosci metodg Erichsena

PN-T4/H-04407 Proba przeginania blach, tasm i bed-
narki

PN-74/H-04605 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci
powlok metalowych metodami niszczacymi

PN-73/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni.
Chropowatos§¢ powierzchni. Okreslenia podstawowe
i parametry

ON-73/M-53211 Warsztatowe $rodki miernicze. Mikrome-
try tarczowe do blach

BN-72/7401-10 Technika drukowania plaskiego. Wykona-
nie formy drukowej. Nazwy i okreslenia

BN-73/7401-12 Galwanotechnika poligraficzna.
i okreslenia

Systematyczny Wykaz Wyrobow, T. 1. GUS. Warszawa:
Wydawnictwo Katalogow i Cennikow 1975

Nazwy

3. Literatura

Produkcja przemystowa offsetowych plyt wielometa-
lowych stal—miedZz—chrom. Dokumentacja Os$rodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Przemystu Poligraficznego.

Instrukcja dla pilyt trojmetalowych stal—miedz—
chrom. Zaklady Mechaniczne Przemystu Poligraficznego
GRAFMASZ.

4. Normy zagraniczne

CSRS ON 88 2240 Bimetalické ofsetove desky

NRD TGL 28 828 Vorbeschichtet Trimetallplatten in Ein-
zelseitenspanung fiur Zeitungen im Rheinischen For-
mat. Technische Forderungen und Priifung

ZALACZNIK 2

PODLOZA STALOWEGO

a) liczba przegie¢ wzdluz kierunku walcowa-
nia — nie mniej niz 70,

b) liczba przegie¢ w poprzek kierunku walco-
wania — nie mniej niz 60.

7. Chropowatos¢ powierzchni — wg PN-73/
M-04251, R, powinno wynosi¢ nie wigcej niz
0,25 pm.

8. Pozostale wymagania. Blachy powinny by¢
ptaskie, bez pofalowan, rys, pecherzy, zawalco-
wan, porow, lusek, peknie¢, rozwarstwien, wtra-
cen niemetalicznych widocznych golym okiem.
Krawedzie powinny by¢ zatepione, a boki pro-
stokatne.

9. Stan dostawy. Blachy powinny byc¢ dostar-
czane w stanie wyzarzonym, wygladzonym i na-
oliwione. Do kazdej dostawy powinien by¢ do-
laczony atest.

DODATKOWE

5. Symbol wg SWW — 0583-51.

6. Autor projektu normy — mgr inz. Wanda Jaros,
Osérodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Poligraficzne-
go, Warszawa.

7. Opracowanie normalizacyjne normy — inz. Elibie-
ta Staniszewska, mgr Ryszard Godlewski, Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego, Warsza-
wa.

8. Zalecane przyrzady do badania grubosci i chropo-
watosci warstw technologicznych

a) warstwomierz izotopowy — GIL 41 (PRL), Beta-

scope (RFN, USA),
bh) grubosciomierz elektromagnetyczny
A-88 lub A-9 (PRL), Permascop (RFN, USA),
¢) profilograf — Hommel Tester typ T-3
Talysurf (Wielka Brytania)
lub inne, ale o takiej samej dokladno$ci pomiaréw jak
podana w niniejszej normie.

Utrametr

(Austria),

9, Producent i dystrybutor — Zaklady Mechaniczne
Przemystu Poligraficznego GRAFMASZ, Centrala Zao-
patrzenia Przemyslu Poligraficznego TECHNOGRAF. W
celu wyeliminowania réznych formatéw piyt dla tych
samych typéw maszyn — drukarnie sg obowigzane do
podawania w zamoéwieniach typoéw maszyn dla zada-
nych formatow.

10. Badania laboratoryjne. Oprécz producenta, do ba-
dan plyt jest upowaziniony Os$rodek Badawczo-Rozwojo-
wy Przemystu Poligraficznego, Warszawa, ul. Miedzia-
na 11. Do zlecanych badan nalezy przestaé probki przy-
gotowane zgodnie z p. 44 niniejszej normy.
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